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(57) Abstract: The invention relates to a device which is used for optically inspecting a component located on a receptacle. The
receptacle receives the component at a delivery point, conveys the component along a conveyor path to a deposit point, and deposits it
there. A light source delivers light onto a first end face of the component at a first acute angle to the optical axis of an imaging sensor
when the component located on the receptacle is oriented with its end face at least normal to the optical axis of the imaging sensor. Said
imaging sensor inspects at least one side surface of the component and/or a region inside the component near a second of the end faces
and near each of the side surfaces. The imaging sensor detects light emerging from the first end face in order to signal a distribution
of the intensity of the emerging light to an evaluation device. Depending on the signaled distribution of the intensity of the emerging
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light, the evaluation device detects unevenness on at least sections of a side surface of the component and/or detachments of at least
sections of a layer in the region of the second end surface.

(57) Zusammenfassung: Die Vorrichtung dient zum optischen Inspizieren eines an einer Aufnahme befindlichen Bauteils. Die Auf-
nahme nimmt das Bauteil an einer Abgabestelle auf, fordert es entlang eines Forderpfades zu einer Ablagestelle und legt es dort ab.
Eine Lichtquelle liefert Licht unter einem ersten spitzen Winkel zur optischen Achse eines bildgebenden Sensors auf eine erste Stirn-
flache des Bauteils, wenn das an der Aufnahme befindliche Bauteil mit seiner Stirnfldche zumindest normal zur optischen Achse des
bildgebenden Sensors orientiert ist. Letzterer inspiziert wenigstens eine Seitenfldche des Bauteils und/oder einen Bereich im Innern
des Bauteils nahe einer zweiten der Stirnflichen und nahe jeweiligen der Seitenflédchen. Der bildgebende Sensor erfasst aus der ersten
Stirnfliache austretendes Licht um eine Verteilung der Intensitit des austretenden Lichts an eine Auswerteeinrichtung zu signalisieren.
Diese erkennt abhingig von der signalisierten Verteilung der Intensitéit des austretenden Lichts zumindest abschnittsweise Unebenhei-
ten an einer Seitenfliche des Bauteils und/oder abschnittsweise Ablosungen einer Schicht im Bereich der zweiten Stirnfldche.



